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Themenstellung & Abgrenzung

Software-Messverfahren und Metriken sind Schliisseltechnologien fiir Controlling und Management des
Softwareentwicklungs-Prozesses. Messen ist eine wichtige Grundlage fiir jede Ingenieurtdtigkeit und die
Gewinnung neuer Erkenntnisse in Wissenschaft und Technik. Es ist damit sowohl fiir die Praxis der Software-
Entwicklung als auch fiir die empirische Forschung zur Software-Technik unverzichtbar. Dem notwendigen
Erfahrungsaustausch zwischen Theorie und Praxis bietet diese Tagung eine ideale Plattform.

Themenfelder

Gewlinscht sind Beitriige aus allen Bereichen des Software-Messens, insbesondere zu:

Grundlagen der Software-Metrik Metriken fiir Integration und Test
Praktische Mess-Verfahren Metrik-Datenbanken
Mess-Prozesse und -Hilfsmittel Bewertung von Metriken
Empirische Fallstudien Mess-Unterstiitzung
Mess-Akzeptanz Mess-Werkzeuge

Funktionale Gro3en-Messung Mess-Erfahrungen und Ausbildung
Schitzverfahren Theorie des Messens
Softwareprozess-Verbesserung Mess-Paradigmen

Metriken fiir spezielle Anwendungen, z.B. Webdienste Unternechmensweite Losungen
Metriken fiir System Engineering Software-Benchmarking

Einreichung von Prasentationsbeitragen

Autoren senden bitte ihren Beitrag als Kurzfassung (2-4 Seiten) per E-Mail bis zum 09. Juni 2008 an:
metrikonpapers @dasma.org

Erwiinscht sind Beitrdge aus der industriellen Praxis und praxisrelevanten Forschung. Die eingereichten Beitrige
diirfen noch nicht an anderer Stelle verdffentlicht oder bei einer Zeitschrift oder einer anderen Tagung eingereicht
worden sein. Uber die Annahme von Beitriigen entscheidet das Programmkomitee nach einem definierten
Bewertungsverfahren. Mindestens einer der Autoren eines angenommenen Beitrages muss sich fiir den Kongress
anmelden und die Prisentation des Beitrages sicherstellen.

Druckfertige Beitridge miissen den ,JWSM/MetriKon 2008 Richtlinien fiir Autoren‘ entsprechen.



Kongress-Sprachen sind Englisch und Deutsch. Deutsche Vortrige werden in einer separaten Sitzungsreihe
présentiert.

Einreichung von Tutorials oder Workshops

Angebote fiir die Durchfiihrung von Tutorials oder Workshops zu den angegebenen Themenfeldern
am 17. November 2008 sind bis spitestens 04. August 2008 erwiinscht.

Ausstellung

Bewerbungen fiir einen Platz fiir die tagungsbegleitende fachbezogene Ausstellung sind bis zum 04. August 2008
moglich. Néhere Informationen bitte beim DASMA-Sekretariat anfordern.

Zeitplan
Einreichung der Kurzfassung bis zum: 09. Juni 2008
Riickmeldung tiber Annahme: 04. August 2008
Abgabe des Beitrags bis zum: 22. September 2008
Tutorials / Workshops: 17. November 2008
Kongress: 18.-19. November 2008
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Kontakt
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